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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est cons-
tamment revu par la Commission afin -d’assurer qu’il refléte
bien I’état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs & ce travail de révision, a 1’éta-
blissement des éditions révisées et aux mises a jour peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEI et en
consultant les documents ci-dessous:

@ Bulletin de Ia CEI
Publi€ trimestriellement

@ Rapport d’activité de la CEI
Publié annuellement

@ Catalogue des publications de la CEI
Publié¢ annuellement

Terminologie utilisée dans la présente publication

Seuls sont définis ici les termes spéciaux se rapportant 3 la
présente publication.

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera a la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electro-
technique International (V.E.L), qui est établie sous forme de
chapitres séparés traitant chacun d’un sujet défini, I'index géné-
ral étant publié séparément. Des détails complets sur le V.E.L
peuvent étre obtenus sur demande.

Symboles graphiques et littéraux

Seuls les symboles graphiques et littéraux spéfiaux sont
inclus dans la présente publication.
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Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review. by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised
editions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following IE C sources:

@ IEC Bulletin
Published quarterly

@® Report on 1E C Activities
Published yearly

@ Catalogue of TEC Publications
Published yearly

cation 5Q:
which—i

special graphical and letter symbols are included in
lication.

The complete series of graphical symbols approved by the
C is given in IEC Publication 117.

Letter symbols and other signs approved by the IEC are
contained in IEC Publication 27.

Other IEC publications prepared by the same
Technical Committee

The attention of readers is drawn to the inside of the back

cover, which lists other I EC publications issued by the Technical
Committee which has prepared the present publication. N
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONA'LE

DEUXIEME COMPLEMENT A LA PUBLICATION 326 (1970)

- EXIGENCES ET METHODES DE MESURE GENERALES CONCERNANT
LES CARTES DE CABLAGES IMPRIMES

PREAMBULE

ol sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant é ces questions, ¢X
un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et soxt

adx recommandations de la réunion, un projet modifié, document
is en aofit 1972 a l’approbation des Comités nationaux suivant la

ont prononcés explicitement en faveur de la publication:

Afrique du Sud © Italie
(République d”) ‘ Pays-Bas
Allemagne Portugal
Australie Roumanie
Autriche Royaume-Uni
Belgique ‘ : Suéde
Canada Suisse
Danemark Turquie
France - Union des Républiques
Hongrie Socialistes Soviétiques
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SECOND SUPPLEMENT TO PUBLICATION 326 (1970)

GENERAL REQUIREMENTS AND MEASURING METHODS]
FOR PRINTED WIRING BOARDS

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepséd. by

3) In order to promote mternatlonal uruﬁcatlon, thc 1EC expresses the wis

indicated in the latter.

the Six Months’ Rule it
reconsidered in order to elg

Ageing. In accordancg w he 18 nendations of the meeting, an amended draft, document 52(Central
Office)87, was submg i by the National Committees for approval under the Two Months’
Procedure.

The following cowatries voted eXplicitly in favour of publication:
Portugal

Austria Romania
Belgium South Africa
Canada (Republic of)
Denmark Sweden
France Switzerland
Germany Turkey
Hungary ~ United Kingdom
Italy ’ s Union of Soviet
Netherlands Socialist Republics
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DEUXIEME COMPLEMENT A LA PUBLICATION 326 (1970)

EXIGENCES ET METHODES DE MESURE GENERALES CONCERNANT
LES CARTES DE CABLAGES IMPRIMES

Page 6

Ajouter un nouveau paragraphe 3.4 comme suit:

34 Dessin modéle, bandes ou coupons d’essais pour trous métallisés

cations des valeurs exigées peuvent étre nécessaires.

La métallisation du trou est associée aux trous sap
deux faces de la carte.

métallisés.

Des bandes ou coupons d
essais de réception.

Page 10

Ajouter

Page 18
Remplacer le paragraphe existant 5 .4.2, Exigences, par le paragraphe suivant:

5.4.2  Exigences

Si une carte est essayée suivant le paragraphe 5.4.1, la résistance d’isolement, avant et apres la
séquence climatique en concordance avec le paragraphe 8.3, si d’application, sera fixée par accord
entre acheteur et vendeur.
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5 _

SECOND SUPPLEMENT TO PUBLICATION 326 (1970)

GENERAL REQUIREMENTS AND MEASURING METHODS
FOR PRINTED WIRING BOARDS

Page 7

Add a new Sub-clause 3.4 as follows:

34 Test pattern, strips or coupons for plated-through holes

A prototype of the production design is intended to be used for the a;
facturer’s ability to produce printed wiring boards with plated-through he
“the values required may be necessary when such a prototype board jse

holes.

Note. — If test strips or coupons are used, portions o@t paiterg

~ Figure 9 should be rega af a temporary pattéfn ultiVthe pending revision of IEC Publication 326 is
carried out. The[revi pay 1 sgparate/ portions for testing conductor definition by comb
wedge, solderabil i ¢ i

Page 11

Add a new Sub-clause™~.2.3 as Yol

4.2.3 Thickpues. N

Page 19

Replace the existing Sub-clause 5.4.2, Requirements, by the following:

54.2 Requirements

When a board is tested in accordance with Sub-clause 5.4.1, the insulation resistance, before
and after the climatic sequence according to Sub-clause 8.3, as far as applicable, shall be as agreed
between purchaser and vendor,
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Paﬁge 18

Ajouter un nouveau paragraphe 5.6 comme suit:

5.6 Variation de la valeur de résistance des trous métallisés suivie d’une coupe métallographique

5.6.1 Méthode

a) Pour des cartes de production au moins huit trous en série doivent étre utilisés. Pour le dessin
modele d’essai (voir figure 9, page 22), les trous 17 a 24 doivent &tre utilisés. Avant essai,
le dépot d’étain-plomb doit étre éliminé par un produit d’élimination approprié.

b) Mesurer la résistance des trous connectés en série dans les conditionS & nosphériques normales

5.6.2  Exigences

a) Pour des cartes de production, ’accroissement permis de la résistance doit étre fixée par accord
entre acheteur et vendeur.

b) Pour la figure 9, la résistance des trous en série ne doit pas s’accroitre de-plus de 20%.

¢) La coupe métallographique des trous ne doit pas montrer de fissures & un examen a un agran-
dissement d’environ 250 fois.

Note. — La nécessité d’un enregistrement continu de la valeur de la résistance pendant I’essai ainsi que la
valeur limite correspondante sont a 1’étude,
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Page 19

Add a new Sub-clause 5.6 as follows:

5.6 Change in resistance value of plated-through holes followed by microsectioning

5.6.1 Method

a) For production boards, at least eight holes connected in series shall be used. For test pattern -
(see Figure 9, page 22), holes 17 to 24 shall be used. Before testing, the lead-tin plating shall
be removed with an appropriate stripper.

b) Measure the resistance of the holes connected in series at standard atmosphefic corditions by
using suitable probes and a suitable measuring instrument. The measuring¢rror shathnot be
greater than 5%.

The specimen shall be totally immé
maintained at 260 * °C.

The temperature shall be measured :

5.6.2 Reguirements

a) For production boards, the perm1551ble increase of resistance shall be as agreed between pur-
chaser and vendor. :

b) For Figure 9, the resistance of the holes in series shall not increase by more than 20%.

¢) The microsection of the holes shall not show any cracks when examined under a magnification
of about 250 times.

Note. — The need of continuous monitoring of the resistance value throughout the test and the corresponding
limit are under consideration.
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Ajoi:ter un nouveau paragraphe 5.7 comme suit:

5.7

5.7.1

5.7.2

5.7.3

5.7.4

Essai d’intensité admissible

-Domaine d’application de I’essai

Cet essai doit étre effectuée aprés accord entre acheteur et vendeur. Il peut étre effectue sur des
trous qui paraissent suspects 4 ’examen visuel.

Méthode

Faire passer un courant déterminé (voir tableau ci-dessous) pendant une durée de 30 s a
travers la métallisation d’un trou métallisé.

Equipement

1) Une alimentation continue ou alternative permettant d’obtenir (un cougant constant choisi

dans la gamme de 2 A-20 A.
2) Des pinces d’essai illustrées en figure 10, page 24, doivent £€x¢ & pression suffisante sur
le trou en essai afin d’obtenir un bon contact électriqu g
Une force de 1 N (0,25 Ibf) peut convenir. Les méchoi R iveny étre isolées l’une
de ’autre et connectées 4 I’alimentation.

Procédé

Ouvrir les michoires de 1’appareil d’essaifet ( fisé 4 essayer entre les pinces,
fermer les machoires jusqu’a ce qu’ell

passer un courant suivant lefableau gi-apres:
, ~—
Dimension du trou \ Diensidg du trou A
(nm) (in

0,024 8
0,031 9
0,039 11
0,051 C 14
0,063 16
0,079 20

Ajouter un nouvel en-téte dans cet article, avant I’en-téte existant du paragraphe 6.2, comme suit:

6.2

Essai d’arrachement
Modifier les numérotations des paragraphes existants comme suit:

6.2 devient 6.2.1
6.2.1 devient 6.2.1.1
6.2.2 devient 6.2.1.2
6.2.3 devient 6.2.1.3
6.2.4 devient 6.2.1.4
6.2.5 devient 6.2.1.5
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